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摘要(译)

本发明的目的是提供一种检测过敏性疾病的方法和一种筛选过敏性疾病
治疗剂的方法。 MAL被鉴定为在体外用螨过敏原刺激时外周血单核细胞
（PBMC）中包含的T细胞中其表达水平显着增加的基因。本发明人发现
该基因可用于测试过敏性疾病和筛选用于治疗过敏性疾病的药剂和化合
物。
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